DIN EN ISO 13473-1:2021-11 (D)

Charakterisierung der Textur von Deckschichten unter Verwendung von
Oberflachenprofilen - Teil 1: Bestimmung der mittleren Profiltiefe (ISO 13473-1:2019,
korrigierte Fassung 2021-06); Deutsche Fassung EN ISO 13473-1:2019
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